
Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0402U003146

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-11-2002

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Ткач Оксана Олександрівна

2. Tkach Oksana Alexsandrovna

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 09-10-2002

Спеціальність за освітою: 7.070102

Місце роботи здобувача: Інститут металофізики ім. Курдюмова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417331

Місцезнаходження: 252680 ДСП, Київ-142, пр. Вернадського, 36

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.168.02

Повне найменування юридичної особи: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417331

Місцезнаходження: бульв. акад. Вернадського, 36, м. Київ, Київська обл., 03142, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Нацiональна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.21, 29.19.25
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1. Багатохвильове аномальне проходження рентгенівських променів в одновимірнодеформованих кристалах
сполук А3В5

2. Multiple x-ray anomalous trasmission in crystals of A3B5 compounds with one-dimensional strains

Реферат:
1. За допомогою чисельного розв'язку системи диференційних рівнянь Такагі встановлено, що одновимірні
деформації у вигляді схованого під поверхнею шару в кристалах з граткою типу сфалериту призводять до
суттєвих змін розподілу інтенсивності в багатохвильових областях розсіяння та осциляційної залежності
інтегральних коефіцієнтів проходження від величини деформації. Показано високі інформативність та
чутливість методів багатохвильової дифрактометрії до параметрів деформованих поверхневих шарів.

2. Using numerical solution of system of differential Takagi equations it is determined that one-dimensional strain
in the form of layer hidden under surface in the crystals with blende lattice caused essential changes of the
intensity distribution in multiple regions of X-ray scattering and the oscillating dependence of integral reflecting
coefficients on strain value. It is shown high descriptiveness and sensitivity of methods of multiple x-ray
diffraction to the parameters of strain subsurface layer.
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